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PREFACE

La présente modification a été établie par le Sous-Comité 46C: Cables et fils pour basses fré-
quences, du Comité d’Etudes n° 46 de la CEI: Cables, fils et guides d’ondes pour équipements de
télécommunications.

Le texte de cette modification est issu des documents suivants:

Régle des Six Mois Rapport de vote N
46C(BC)171 et 173 46C(BC)177 et 179
Pour de plus amples renseignements, consulter les rapports de vote rfien RES e tableau
Ci-dessus.
Page 10

D.2.1 Nature de l'enveloppe isolante

4 la derniére ligne de ce paragraphe, 'F,) et ajouter la nouvelle lighe

kuivante:

B.2.1 Caractéristiques physj
Dans 'en-téte de g

nouvelle colonne'p {\
Essais \ \ \/ PVF,

Temperature ma% \>

eNSEIVIBE® N . + v v A - - M e e e e e e e —
Tempéra es}*& \)

COMNLINU . NG . . O s e e e e e e e e e e e e e e e e 125°C

6ha
ChoCthermique . . . . . . . ot ittt e e e e e 150 £ 5°C
Point de fusion ou seuil
detransformation . . . . . . . . .. . e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e >155°C
1,74

Masse VOIUMIQUE . . .« . v v ot e et e e e e e e e e e e e e e e e 1,8 g/cm?
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PREFACE

This amendment has been prepared by Sub-Committee 46C: L.F. Cables and Wires, of
IEC Technical Committee No. 46: Cables, Wires and Waveguides for Telecommunication

Equipment.
The text of this amendment is based upon the following documents:

Six Months’ Rule Report on Voting

46C(CO)171 and 173 46C(C0O)177 and 179

Further information can be found in the Reports on Voting indicated i

Page 11

D.2.1 Insulation material
In the last line, replace (PVF,) by (X-P

&)

& following new line:

— polyvinylidene fluoride not cross-li

Density . . . . . e

1.8 g/cm3

Page 15
8.2.1  Physical characieristi
In the heading offhe last colum e, replace “PVF,” by “X-PVF,” and add a new column fpr
he PVF, not cro <ﬂ\ :
A\
Tests \ \\ \\/ PVF,
Maximum o;{fitm\\
temperature8* . . . N\ - N e e —
PN A
Continudus ope 'ng\)
temperatureng .57, N\ . N L e e e e 125°C
A 6hat
HeatshoCk ). . . . . . . . e 150 £ 5°C
Melting point or
tfansformationlimit . . . . . . . ... L. >155°C
1.7to
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3.3 Essaide pénétration
Dans le tableau, page 16, sous 'en-téte «Force minimale de pénétration», remplacer « PVF,» par
«X-PVF,» et ajouter une nouvelle colonne pour le PVF, non réticulé, comme suit:

PVF,*
N)

10

11
11

Page 18
6.2 Intensité a@ib
Modifier le titre exista

6.2 Courant adm

de la dimension du conducteur, de la température ambiante pt
e condugteurs. Comme le courant admissible dans des fils aussi petits qye
cedx wtaindiqués dans les tableaux I et I ne peut étre déterminé avec précision, des

6.2.1 Leco
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3.3 Cut-through test
In the table, page 17, under the heading “Minimum strength at cut-through”, replace “PVF,” by
“X-PVF,” and add a new column for PVF; not cross-linked as follows:

PVF,*
(N)

Page 19

h.2  Current-ca

Amend the existi
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Dimension du conducteur Courant admissible
N - nominal
Diameétre du Section du (voir notes 1,2 et 3)
conducteur massif | conducteur divisé ’
(mm) (mm?) (A)
0,2 0,035 1,5
0,25 0,055 2
0,32 0,079 3
0,4 0,12 4
0,5 - 5
{\’22 C’(
_ 0.34 7,5
- 0,56 10
Notes 1. — Les valeurs de courant admissible peuvent étre uti-

lisées sans correction pour des températures a
biantes inférieures ou égales a 100°C.

de 0,9.

3. — Il peut parfois étre nécessaire d’wtili
teur de dimension plus grande

FiG.1. —

p.2.2  Lorsque plusieurs fils groupés sofit soumis a\yn' régime de charge permanent, les courarIs
admissibles donnés dans le tableau (ci>dess ent étre multipliés par le facteur de
correction K indiquésux|a fj en fonction dinpombre de fils.

& AN
{
0.8
07
A\ ™
0.6 N
05 NS
IR NN N ™
QAVSE >
K | L
03 ~
> N
e
0.2
0.1
2 3 4 5 6 7 8 10 20 30 40 50 60 70 80 100
Nombre de fils simples ———m— 480785

Facteur de correction K dans le cas de groupement de fils d’équipement soumis a un
régime de charge permanent.
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Conductor size Nominal
current-carrying
Diameter of solid Cross-section of capacity
conductor stranded conductor |(see Notes 1,2 and 3)
(mm) (mm?) A)
0.2 0.035 1.5
0.25 0.055 2
0.32 0.079 3
0.4 0.12 4
0.5 - 5
(\.’)” 55
- 0.34 7.5
- 0.56 , 10
Notes 1. — The current-carrying capacities may be used with-

out correction for ambient temperatures up to an
including 100°C.

2. — For copper alloy conductors the current-carrxing
capacities should be reduced by multiplyihg
factor of 0.9.

3. — The conductor size may sometiing

greater than that correspondin
rating capacity when co
drop, heat dissipation, §
mechanical strength gre

-

inuous conditions of loading the currer
he correction factor K depending o

=]

ratings given in the above table shi
the number of wires ki

10 C
08
07 #Q§ N
06 N \
05 ' NP
N
Q\\ NS - D
K \ 9
03 ]
> o~
\\
N

02
01

2 3 4 5 6 7 8 10 20 30 40 50 60 70 80 100

Number of single wires ————— 480/85
FI1G. 1. — Correction factor K for groups of equipment wires under continuous conditions of

loading.
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TABLEAU II
Dimensions et caractéristiques électriques — Conducteurs divisés

Introduire les conducteurs composés de 19 brins de 0,10 mm, 0,12 mm, 0,15 mm et 0,20 mm avec leurs
caractéristiques, comme suit :

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Composition Résistance maximale du Tension nsion
o Section du conducteur . S conducteur (Q2/km) . d’essai de
Diafnétre . . Epaisseur |Diamétre rvice
. nominale [(nombre de brins L . - : \
n?anm?ll du x diamétre mu:lmale maximal | Cuijvre mhximale
d’un brin conducteur nominal del'isolant | dufil nuou |Cuivre (%uivre
du brin) recouvert |étamé | nickelé (Gourant
d’argent < alfernatif)
(mm) (mm?) (mm) (mm) (mm) v
0J11 0,15 19x0,10 0,95 129
013 0.21 19x0,12 1,05 86,8
016 0,34 19%0,15 0,12 12 55.5 250
0J21 0,60 19%0,20 1,50 31
pour
0j11 0,15 19%0,10 1,20 1 35 44 -PVF,
of13 0.21 19%0,12 0,20 13 (\ég\a}}s ; 0 et 2500 600
= E-CTFE)
olt1 0,15 19%0,10 4& 1fo 135
oli3 0.21 19%0,12 0,30 I 86,8 9,3 )32/,0 3500 | 000

o
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Dimensions and electrical properties — Stranded conductors

TABLE II

Insert the conductors of 19 strands of 0.10 mm, 0.12 mm, 0.15 mm and 0.20 mm with their charac-
teristics as follows:

1 2 3 4 5 6 8 9
Composition Maximum resistance of Dielectric
. Nominal of conductor . . conductor (€2/km) . strength i) mum
Maximum - (number of Minimum [Maximu Minimum operating
. Ccross-section . : . . test 1
diameter strands X thickness |diameter | Plain or . insulafion voltage
of strahds| 23 °f : of insulation| of wire i i Nickel | registhnce oltage
conductor pommal silver |Tinned coated
diameter of plated |copper o (a (ajc.)
pper
strand) copper
(mn) (mm?) (mm) (mm) (mm) ( »
0.1 0.15 19%0.10 0.95 129 \/
0.13 0.21 19%0.12 1.05 86.8
0.14 0.34 19%0.15 0.12 1.2 55.5 1500 30
0.2 0.60 19%0.20 1.50 31.2/
0.1 0.15 19x0.10 1.20 129
0.13 0.21 19x0.12 0-20 13 Gz\s\g\/ 2500 00
N

0.1 0.15 19%x0.10 L. 12
0.13 0.21 19%0.12 0.30 ?g& 8&\ 3500 1 poo
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